
950 zł - opłata regularna 

850 zł – opłata dla studentów i doktorantów

Dane do płatności za konferencję:

Politechnika Wrocławska,

ul. Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

BANK ZACHODNI WBK S.A.,16 O/Wrocław

37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

z dopiskiem: imię i nazwisko

Nr konferencji 2001/0054/16 (W-12)

Komitet organizacyjny TJ&nanoIP 2017

Politechnika Wrocławska
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50-372 Wrocław

ORGANIZATORZY

WAŻNE TERMINY

Termin nadsyłania abstraktów:

20 stycznia 2017

Wniesienie opłaty za udział w konferencji:

31 stycznia 2017

Konferencja TJ&NanoIP 2017:

8 - 11 marca 2017

OPŁATY KONFERENCYJNE

Więcej informacji dostępnych jest

na stronie:

http://nanoip.pwr.edu.pl

Szklarska Poręba,  8-11 marca 2017 r.

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy

Politechniki Wrocławskiej D.W. „Radość”

w Szklarskiej Porębie Średniej przy ulicy

Muzealnej 5.

MIEJSCE KONFERENCJI

Fot. Zbigniew W. Kowalski

PUBLIKACJE

W przypadku publikacji komunikatów

zaprezentowanych na konferencji

TJ&nanoIP 2017 oferujemy przyspieszoną

ścieżkę recenzji w następujących

czasopismach:

• Materials Science - Poland

• Metrology and Measurement Systems

• Zastosowanie wyładowań elektrycznych

w gazie.

• Zastosowanie źródeł jonów

w procesach technologicznych.

• Teoria i zastosowania plazmy

niskotemperaturowej.

• Modyfikacja powierzchni w skali

mikrometrowej i nanometrowej.

• Badanie powierzchni za pomocą SEM,

TEM, STM, AFM, SIMS, itp.

TEMATYKA KONFERENCJI

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV

Ogólnopolskim Seminarium Techniki

Jonowe połączonym z IV Zimową Szkołą

Nanoinżynieria Powierzchni. Celem

konferencji jest wymiana informacji

na temat najnowszych wyników badań

naukowych, a także na temat zespołów

naukowych realizujących w kraju prace

badawcze w zakresie szeroko pojętych

technik jonowych i nanoinżynierii

powierzchni. Tradycyjnie przewiduje

się wymianę doświadczeń i informacji

o pracach prowadzonych w poszczególnych

ośrodkach w ostatnich latach. Program

przewiduje także (a) wystąpienia

specjalistów zajmujących się mikroskopią

bliskiego pola, spektroskopią impedancyjną

oraz systemami Focused Ion Beam, a także

(b) warsztaty kół naukowych studentów

i doktorantów. Planowany jest także pokaz

sprzętu badawczego i badanie wybranych

próbek.

KONTAKT


